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	EMENTA

	Conceitos iniciais em metrologia. Estrutura metrológica do Brasil.. Metodologias para medição de grandezas físicas. Sistema Internacional de Unidades. Sistema de medições. Parâmetros dos sistemas de medições. Estatística em metrologia. Qualificação do sistema de medição. O sistema de comprovação metrológica. Sistema da qualidade para laboratórios de calibração e ensaios. Aspectos específicos da medição e calibração de grandezas.

	

	OBJETIVOS

	Objetivo Geral: O objetivo desta disciplina consiste em fornecer aos alunos os conhecimentos básicos sobre os sistemas de metrologia na indústria. Possibilitando o entendimento e a atuação nos problemas relacionados aos sistemas de medições garantindo a eficiência dos instrumentos de medidas conforme os conceitos de qualidade e produtividade atuais.

Objetivos Específicos: Conhecimento da estrutura metrológica, métodos de medições, equipamentos, parâmetros e estatísticas.


	METODOLOGIA

	Aulas expositivas e aula prática.
Recursos: Quadro, estudo de casos/exercícios e laboratório.


	CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

	Conceitos iniciais em metrologia: Introdução. Áreas de atuação. Instrumentos. Vocabulário.

Estrutura metrológica do Brasil: O INMETRO. A Rede Brasileira de Calibração. 

Metodologias para medição de grandezas físicas: O processo de medição. Medições estáticas e dinâmicas. 

Sistema Internacional de Unidades: Unidades do SI. Regras de escrita.

Sistema de medições: Sensores-transdutores. Tratamentos de sinais. Registro e indicação de sinais. Sistemas analógicos e digitais. Tipos de sinais.

Parâmetros dos sistemas de medições: Faixa de indicação de medição. Divisão de escala. Resolução. Repetibilidade e reprodutividade: Curva de calibração. Erros de medição. Inceteza de medição.

Estatística em metrologia: Amostragem, desvio padrão, distribuição e capabilidade.

Qualificação do sistema de medição: Calibração. Verificação e ajustagem. Método de calibração. Padrões de calibração. Rastreabilidade. Tratamento dos dados da calibração.

O sistema de comprovação metrológica: Plano de calibração. Calibração interna e externa. Aceitação do equipamento de medição. Registro da calibração. Etiquetas de status e lacres de integridade.

Sistema da qualidade para laboratórios de calibração e ensaios: ISO17025.

Aspectos específicos da medição e calibração de grandezas: Princípios de medições geométricas, de força, pressão, temperatura, etc.


	AVALIAÇÃO

	Duas provas escritas. Trabalho. (Considerado a média das três notas)


	BIBLIOGRAFIA

	INMETRO - Vocabulário de termos fundamentais e gerais de metrologia.

INMETRO - Sistema internacional de unidades

INMETRO – Quadro geral de unidades de medida

Complementar:

ABNT - NBR ISO 10012-1 – Requisitos de garantia da qualidade para equipamentos de medição.

ISO 17025 – General requirements for the competence of testing and calibration laboratories

ISO 9001.2000 – Guias para expressão de incertezas do INMETRO.
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